
115 學年度德和國小一般智能資優鑑定-複選 考場公告 

德和國小一般智能資優鑑定複試，測驗時間為【上午場】，3/14(六)複選評量

時程表如下： 

時間 08:40-9:00 9:10-9:20 9:20-12:00 

內容 報到(三忠) 入考場 個別測驗 

注意事項 

1. 複選評量地點為德和國小。 

2. 請學生攜帶鑑定證與健保卡。 

3. 09:20 以後不得入場。 

4. 建議家長可以 11:45 準備接回，避免孩子久候。 

5. 請注意，每場次結束時間依當日施測狀況而定，敬請見諒。 

 

 

 

  


